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【ニアオープン不良の検出】
最大 150mAまでの電流設定による導通検査が可能です。

瞬時的な高電流印加により、パターンの切れかかりを検出

します。

ユニットハイテスタ
1107-62 UNIT HiTESTER 自動試験装置

1107-62

◆ 1107-62 ユニットハイテスタは、テストヘッド（検査
治具）を用いたファインピッチ基板の量産品検査に対応
する高速基板検査装置です。

4 端子測定機能標準装備

1107-62

ニアオープン・オープンビアなどの潜在欠陥の検出を可能にします。

アライメント
（両面）

基板供給

Pass Open Leak

（シャトル） 

電気検査 

インデックステーブル
システム

外観は仕様により異なります。（参考モデル）
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◆ IVHのオープンビアを検出する低抵抗検査
●オープンビアとは？

●オープンビアの影響は？

オープンビアがあると抵抗値とインダクタンスが増加し信号伝達に支障を与えます。

ビアとはプリント基板の異なった配線層間を電気的に接続する孔のことで、そ
の接続部である孔の接触が完全でない状態をオープンビアと言います。

正常なビア オープンビア

◆ステップ＆リピート方式のメリット

△
多面取り高密度基板
へのプロービング ◎

× 治具コスト ◎

　×※ 2 再検査時の打痕 ◎

※ 2　PASSピースにも複数の打痕

◆ 1107-62 の特長
● 400 μΩ ̃40mΩの 4端子低抵抗測定機能を標準装備

●インデックステーブル方式を採用し、トータルスループット

  の高速化を実現

●ステップ&リピート検査方式により、基板に優しく、ファイ

  ンピッチ基板への接触安定性向上も実現

●ニアオープンやマイクロショートなどの豊富な検査検出機能

　も標準装備

●ワンタッチコネクタ・ユニバーサルシャトルを標準装備し、

   段取り性の向上を実現

一括プレス方式 ステップ＆リピート
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測定可能基板サイズT/Hプロービングエリア


